Books El ectroni cs Manufacturing: Erfassung von Lotprofilen

Erfassung von Lotprofilen

Methodik, Fehlerguellen, Messtoleranzen Von Prof. Dr. Armin Rahn. Erste Auflage 2008. 112 Seiten.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Preis inkl. Preisnachlass: 69,16 €
74,00 €

Netto-Preis: 69,16 €

Enthaltene MwSt.: 4,84 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Der Ubergang von der bleihaltigen zur bleifreien Léttechnik in der Elektronik hat eine Reihe von Fragen aufgeworfen, mit denen sich alle in die
Prozesskette involvierten Stellen auseinandersetzen muissen. Das beginnt beim Bauteilhersteller und dem Leiterplattendesigner, betrifft den
Produzenten von Lot, Paste und Flussmittel, beeinflusst Design und Qualitat der Lotanlage, erfordert angepasste Temperaturmessmethoden
zur Prozesssicherung und Optimierung des Temperaturprofils der Létanlage und hat Auswirkungen auf die Reparatur- bzw. Nachlotplatze.
Diesen komplexen Themenkreis behandelt Prof. Dr. Armin Rahn in seinem neuen Buch, in dem er wissenschaftlich fundierte und sehr konkrete
Hinweise und Ratschlage fir die Arbeit in der Produktion gibt. GroRRer Platz wird den versteckten Fehlerquellen und den praktisch anwendbaren
Temperaturmessmethoden eingerdumt. Dieses Werk dirfte sich schon dann vielfach bezahlt machen, wenn nur eine einzige zusatzliche
fehlerfreie Baugruppenserie die Lotanlage verlasst.

Die Hauptkapitel des Buches:

. Einleitung

. Grundlegendes

. Auswirkungen auf Maschinen und Werkzeuge

. Unterstlitzung des Létprozesses, Aktivierung der Loétstelle
. Leiterplatten

Lot

. Griinde fiir Temperaturprofilmessungen

. Temperaturmessgerate

. Wissenswertes uUber Thermoelemente
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